
TestStation LH™ インサーキット テストシステム
リーズナブルな価格の高品質インサーキットテスト

TestStation LH は、好評を得ている受賞製品
Teradyne TestStation 12X のファミリー製品
で、リーズナブルな価格、小フットプリント、
スケーラブルな機能を持つインサーキット テ
ストシステムです。TestStation LH システムは、
新しい低電圧テクノロジの精度および信頼性、
安全性の高い電力使用テスト向けのテラダインの
SafeTest™ プロテクションテクノロジに電圧精度
とバックドライブ電流計測が搭載されています。

TestStation LH システムは、エレクトロニクス
製品の量産製造メーカーにとって、費用対効果の
高いインサーキットテストソリューションです。
TestStation LH システムは、多くの製造メーカー
が 228X および TestStation インサーキットテスタ
への投資を無駄にしないように設計されてい
ます。テストプログラムおよび小さなテスト
フィクスチャー（16ピンボードスロット未満を
使用している場合）を、余分なコストやプログ
ラム開発を必要とすることなく、直接移管す
ることができます。LHシステム用に開発され
たフィクスチャーやプログラムをテラダインの
大型 7680 ピン TestStation LX プラットフォーム
に簡単に移管できるため、他のコスト削減も実
現できます。

TestStation LH システムは、228X および
TestStation 12X モデルの過去のバージョンに必
要だった多くのボードタイプを統合しました。
その結果、システムパワーの低減、システム信
頼性の向上、52%のフットプリント縮小化、
20%〜40%の価格引き下げを実現することがで
きました。TestStation LH システムは、マルチ

プレクスまたは非マルチプレクスのピンカード
で構成可能で、4096テストピンまで、ローピン
カウント／ハイピンカウントのいずれのアプ
リケーションでも使用することができます。
TestStation LH ハードウェアおよびソフトウェ
アの機能は拡張性があり、お客様のテスト
ニーズの変化に合わせて、後から簡単に機能を
付加することができます。

TestStation LH システムの電源を使用しない
テスト機能には、ショートおよびベクトルレス
オープンズ、アナログ試験が含まれます。電源
使用のテスト機能には、デジタルデバイスの
ベクトル試験、アクセス箇所を低減したバウン
ダリスキャン試験、高速 FLASH デバイスおよ
び高速 ISP デバイスのプログラミング、周波数
および時間イベント計測、同期ミクスドシグ
ナルデバイスの試験、機能クラスタの試験が
含まれます。

これらのテストはテラダインの自動テスト生成
ソフトウェアを使って自動的に生成されるか、
あるいはシンプルでパワフルなテストプログ
ラミング言語を使って手動で作成することが
できます。

TestStation LH インサーキットテスタは、他の
インサーキットテスタでは不可能な、精度、
信頼性、安全性の高い電力使用テストテクノ
ロジを実現します。 特許取得 SafeTest プロテ
クションテクノロジおよび高品質テストソフト
ウェアの機能により、TestStation LH システム
は業界最高のインサーキット テストソリュー
ションを実現します。

主要機能

■ 高フォルト
カバレッジ

■ 安全性の高い
低電圧テスト

■ 高テスト
スループット

■ 抜群の診断精度

■ 実証済みの
テスト信頼性

■ スケーラブルな
テスト機能

■ 低い保有コスト

■ ハイピンカウント

■ 小フットプリント






